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Abstract  

In this paper we propose the use of Advanced On Chip Variation (AOCV) in static 

timing analysis (STA). Advanced OCV is a widely deployed technique in industry to 

account for OCV effects at smaller geometries. Considering OCV analysis in STA tools is 

one of the most crucial issues in VLSI designs nowadays. The AOCV analysis solutions 

can be categorized into graph-based (GBA) and path-based analysis (PBA), which are 

refinement strategies over traditional OCV in static timing analysis. This paper studies the 

implementation of Advanced OCV in 32nm process node with path-based approach, and 

compared against the conventional global On-Chip Variation (OCV) for pessimism 

reduction. This approach has been implemented in an industrial place-and-route tool and 

experimental results on industrial designs show that using AOCV together with the 

industrial optimization flow can significantly reduce the pessimism and improve accuracy 

of the final QoR, reduces margins compared to the traditional OCV based flow.  
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Tóm tắt  

Trong bài báo này chúng tôi đề xuất việc sử dụng OCV nâng cao (Advanced On Chip 

Variation-AOCV) trong phân tích thời gian tĩnh (STA). OCV nâng cao là một kỹ thuật 

được triển khai rộng rãi trong quy mô công nghiệp để giải thích các ảnh hưởng OCV ở các 

kích thước hình học nhỏ hơn. Xem xét sự phân tích OCV trong các công cụ STA là một 

trong những vấn đề quan trọng nhất trong các thiết kế VLSI ngày nay. Các giải pháp phân 

tích AOCV có thể được phân loại thành phân tích dựa trên đồ thị (GBA) và phân tích dựa 

trên đường dẫn (PBA), là các giải pháp tinh chỉnh so với giải pháp OCV truyền thống 

trong phân tích thời gian tĩnh. Bài báo này nghiên cứu việc triển khai OCV nâng cao trên 

công nghệ 32nm dựa trên phương pháp phân tích đường dẫn (PBA) và so sánh với phương 

pháp toàn cục OCV thông thường để giảm sự bi quan. Cách tiếp cận này đã được thực hiện 

trong các công cụ thiết kế vật lý Place & Route và kết quả thử nghiệm trên các thiết kế 

thực tế công nghiệp cho thấy rằng việc sử dụng AOCV cùng với quy trình tối ưu hóa có 

thể giảm đáng kể sự bi quan và cải thiện độ chính xác của chất lượng kết quả (QoR) cuối 

cùng, giảm khoảng trừ hao so với giải pháp OCV truyền thống. 

 

Từ khóa: phân tích thời gian tĩnh, sự thay đổi trên chip, sự thay đổi nâng cao, phân tích dựa 

trên đường dẫn, bi quan, hệ số suy giảm tốc độ, đường vi phạm, độ trễ âm tệ nhất, độ trễ 

âm tổng thể. 
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